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X射线单晶体定向仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于铜靶实际焦点 (1×4)mmX射线管的单晶体和加单色器双晶体

X射线定向仪 (以下简称定向仪)的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:
GB18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

JB/T5482—2003 X射线晶体定向仪技术条件

JB/T8764—1998 工业探伤用X射线管通用技术条件

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1094—2002 测量仪器的特性评定

使用上述引用文献时,应注意使用现行有效版本。

3 术语

3.1 漏散射线 scattandleakageray
漏散射线是漏射线和散射线的合称。漏射线是一次射线透过物质或经过晶体衍射的

辐射,其波长与一次波长相等。散射线是一次射线辐射到物质上,由该物质产生二次辐

射的射线,改变了一次辐射的方向和能量,其波长较一次波长长。
3.2 测角仪 “0”线 “0”lineofgoniometer

铜靶实际焦点 (1×4)mmX射线管的单晶体X射线定向仪的测角仪 “0”线,是

通过狭缝中线及样品架旋转轴线与计数管窗口轴线重合的一条线 (见图1)。

图1 定向仪工作原理示意图

1—X射线管阳极靶;2—狭缝 (4′,5′,6′);3—入射线;4—衍射晶面,本图是SiO2 (1011)晶面;

5—被检测单晶体;6—样品轴;7—衍射线;8—计数管;9—微安表;10—θ角显示窗口

  注:图中的θ角为13°20′。
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